SPECTROLAB v

TECHNICKA DATA

Multi-Opticky-Systém

+ Usporadani Paschen-Runge

+ Rowlandova kruznice 750 mm (fokalni délka)
(Hybridni verze: volitelna optika 400 mm)

+ Teplotné stabilizovana na 20 °C

+ Plynem pInéna optika (UV oblast < 200 nm)

+ Samoregulujici Cistici systém

« Svételna cesta proplachovana argonem

+ Holograficka mfizky: 3600,
2924, 2400 vryp(/mm

+ Material mfizky: Zerodur

+ Rozsah vinovych délek: 120-766nm

+ konfigurace dle pozadavki zakaznika

SPECTROLAB Hybrid
Reciproka disperze:
e LAVM12: CCD ¢ast:
3600 vrypG/mm: 0.37 nm/mm (v 1. fadu)
« LAVM12: FN-¢ast:
2924 vrypl/mm: 0.46 / 0.23 nm/mm (v
1.a 2. fadu)
+ LAVM12: Volitelna pfidavna optika:
2400 vrypti/mm, 1.04 nm/mm (v 1. fadu)

SPECTROLAB CCD
Reciproka disperze:
+ LACM12: CCD sekce 1: 3600 vrypt/mm, 0.37 nm/mm
+ LACM12: CCD sekce 2: 2400 vrypt/mm, 0.55 nm/mm

Jiskristé

+ Oteviené jiskisté pro vysokou prostupnost vzorkd
* Analyzy vzork( riznych geometrickych tvard

+ Optimalizovany pratok Ar

+ Minimalizovana spotfeba argonu

+ Vlysoka dostupnost diky delsim intervalim Udrzby

+ Deska jiskfité jednoduSe vyménitelna

+ Bez potfeby vodniho chlazeni

* Integrovana clonka pro optimaini nahled do plazmy

Budici systém

+ PIné digitalni plazmovy generator s digitalni definici
vyboje, digitalni generaci pulst a digitalni offline fizeni
pulsu

* 32-MHz micro controller

+ Vzorkovaci pomér: 400 v 200 ps vyboji

* Energetické rozliSeni: 125 mW

+ Max. délka jiskry: 4000 ps

+ Max. vykon jiskryr: 4 KW

Cteci systém

+ Paralelni CCD a FN ¢teni pro LAVM12

« Paralelni 12bit AD-prevodniky @ 1MHz
pro kazdy FN

+ Mikroprocesor pro kazdy CCD senzor pro
maximalni prostupnost dat a individuaini ¢asy
integrace pro LACM12

+ Automaticky systém a provozni diagnostika

Software a analytické vlastnosti

+ SPECTRO Spark Analyzer Pro Software s
kalibraénim modulem pro Windows ™

+ UZivatelsky pfijemné rozhrani

* Integrovany Sample Result Manager pro zpracov-
ani, vyhodnoceni a archivaci naméfenych dat

+ Vizualni diagnostika a systém Udrzby

+ SATEUS (Safety Test of Usefulness) pro automa-
tickou detekei Spatnych vzorkl béhem predjiskieni

+ SEREPS (Self Regulated Pre-Spark) pro auto-
matickou optimalizaci ¢asu predjiskieni

+ SETEME (Security Test for Measurement) pro
automatickou detekci $patnych vzorkl béhem
integrace

SPECTROLAB CCD navic

* Online drift korekce

+ Optimalizovany ¢as predjiskfeni diky
neustalému pozorovani plazmy

*iCAL

Vypocetni systém

+ Externi PC s Windows™
+ Klavesnice a mys

* TFT-22“ plochy monitor
* Tiskarna

Specifikace spektrometru

+ 230V -15% +10%, 50/60 Hz
+ 1.0 kVA béhem méreni

+ 0.5 kVA béhem stand-by

+ Pojistka: 16 A pomala

* Hloubka: 1900 mm

Sitka: 770 mm

Vyska: 1405 mm

+ Hmotnost cca 500 kg

Pozadavky na okolni prostredi

+ Okolni teplota: 15-30°C

* Relativni vihkost: <80% nekondenzujici

+ Atmosféra: bez korozivnich par a vyso-
kého stupné znecisténi prachem




